удельная избыточная свободная энергия и ЛИНЕЙНОе НАТЯЖЕНИе ЛИНЗЫ ЖИДКОСТИ НА ТВЕРДОМ СФЕРИЧЕСКОМ ЯДРЕ

Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, Д.А. Кульпин, А.Н. Базулев
ТвГУ, Россия, 170000, Тверь, Садовый пер.35, nsdobnyakov@mail.ru
Развитие нанотехнологии делает особо актуальным исследование условий смачивания искривленных поверхностей, процессов гетерогенного образования новой фазы на таких поверхностях, а также проблемы устойчивости пленки жидкости на наноразмерных, твердых носителях. На основе метода ТТВ [1] впервые проведены сравнительные расчеты избыточной свободной энергии как сплошных пленок декана, полностью обволакивающих твердые сферические частицы алюминия, так и для островковых пленок (линз), смачивающих лишь часть поверхности твердого носителя при различных значениях радиуса твердого ядра и степени «обволакивания» линзой твердого ядра. Показано, что при увеличении радиуса твердого ядра 
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, а также уменьшении степени «обволакивания» линзой жидкости 
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 при малых приведенных толщинах пленки декана 
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 наблюдается существенный разрыв между значениями удельной избыточной свободной энергии, отвечающей сплошной пленке и линзе жидкости. Произведены расчеты удельной избыточной свободной линейной энергии периметра смачивания (линейного натяжения) 
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. Для любых значений 
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 линейного натяжения отрицательно, при этом ее значение практически не меняется при больших значениях 
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. Используя понятие приведенного расклинивающего давления [2] можно исследовать устойчивость рассматриваемой нами системы.
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